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Метод измерения квантовой эффективности и темнового тока  

фоточувствительных элементов МФПУ 
 

А. И. Патрашин, В. С. Ковшов, К. В. Козлов, И. Д. Бурлаков, А. В. Никонов 
 

Проведены исследования работоспособности и корректности метода измерения кванто-

вой эффективности и темнового тока ФЧЭ матричных фотоприемных устройств, а 

также справедливости разработанного алгоритма расчета указанных параметров по 

трем измерениям выходного сигнала при разных температурах АЧТ и отличных от нуля 

временах накопления. Исследования проводились с помощью разработанного пакета про-

граммного обеспечения, позволяющего автоматически рассчитывать величины темновых 

токов ФЧЭ, величины их квантовых эффективностей, значения начальных напряжений 

отсчета выходных сигналов ячеек кремниевых мультиплексоров, однородность распреде-

ления указанных параметров по площади МФЧЭ, строить 2D-распределения и гистограм-

мы параметров в заданных масштабах, определять степень дефектности МФЧЭ. Иссле-

дование корректности метода расчета квантовых эффективностей и темновых токов 

ФЧЭ методом сравнения зависимости экспериментально измеренных и теоретически рас-

считанных выходных сигналов ФЧЭ от температуры АЧТ при заданном времени накопле-

ния показало совпадение теории и эксперимента с точностью до 2 %. 
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Consideration is given to experimental investigations of a quantum efficiency and dark current of 

the IR array elements and its perfection. The calculation algorithm verification of these parameters 

including three measurements of output signals with different temperatures of black body and inte-

gration times was made. Investigations were carried out with the developed software. This software 

automatically calculates the quantum efficiency and the dark currents of the IR array elements, pa-

rameters uniformity, 2D distributions and histograms of parameters, defines array defects. Efficien-

cy of developed method was underlined with comparison of theoretical and experimental data. The 

tandard deviation in comparison was less than 2 %. 
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